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Zatgcznik nr 5 do SWZ

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
CRZP/205/009/D/24, ZP/87/WETI/24

Szczegotowy opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa sprzetu laboratoryjnego na potrzeby Wydziatu Elektroniki,
Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdanskiej.

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe do siedziby zamawiajgcego: Politechnika Gdanska,
Wydziat Elektroniki, Telekomunikaciji i Informatyki, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, budynek
WETI A (nr 41), pokdj 116.

Zamawiajgcy podzielit przedmiot zamowienia na 3 czesci, dopuszczajac mozliwosé ztozenia oferty na
wybrang czesc:

Czes¢ 1: Oscyloskop dla KSME.
Czes¢ 2: Mikroskop cyfrowy dla KSME.
Czes¢ 3: Analizator widma optycznego dla KSTI.

Wykonawca moze ztozy¢ oferte na dowolnie wybrane przez siebie czgsci zamowienia. Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ udzielenia zamdwienia w czesciach wiecej niz jednemu Wykonawcy.
Zamawiajacy nie okres$la maksymalnej liczby czesci, na ktére zaméwienie moze zosta¢ udzielone
temu samemu Wykonawcy.

Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot zamowienia w kazdej czesci postepowania byt fabrycznie nowy,
kompletny o wysokim standardzie zaréwno pod wzgledem jakosci wykonania, jak rowniez
funkcjonalnosci, wolny od wad materiatowych i konstrukcyjnych, bez wczesniejszej eksploataciji i nie
moze by¢ przedmiotem praw oséb trzecich.

Zamawiajacy bedzie badat zgodnos¢ wymaganych cech oferowanych urzadzen wytgcznie w zakresie
tych, ktére zostaty ujete w specyfikacji technicznej SWZ. Dla potrzeb badania Zamawiajgcy wymaga
dostarczenia dokumentacji techniczne;.

Kody wg klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):
Czes¢ 1: 38342000-4 Oscyloskopy.
Cze$¢ 2: 38510000-3 Mikroskopy.
Czes$¢ 3: 38433300-2 Analizatory widma.
Czes¢ 1: Oscyloskop dla KSME.

Oscyloskop — 1 sztuka

Oscyloskop
Pasmo standardowo70MHz
Rozszerzenie pasma TAKdo100MHzlub200MHz
Kanaly 2analogowe
Pamieé 2Mpkt.
(1Mpkt.przyuruchomionymwidokuzewnetrznegotriggera)
Probkowanie 2GSals
Ekran 7caliTFTLCDWVGA
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Odswiezanie sygnatu 200,000przebiegéw/s
Rozdzielczos$¢ przetwornika 8bitow
Dekodowanie protokotéw I12C,SPILUART(RS-232)CAN,LIN
Matematyka dodawanie,

odejmowanie,

dzielenie,

mnozenie,

FFT(magnitudeandphase), filtr
dolnoprzepustowy

Wbudowany woltomierz

Bezptatny przy rejestracji

Czas narastania

<5ns(dla70MHz),
<3,5ns(dla100MHz),
<1,7ns(dla200MHz)

Impedancja wej$ciowa

TMQ£2%/16pF+3pF

Czutosc¢ wejsciowa

500pV/div—10V/div

Maksymalne napiecie wejsciowe

150Vrms,200Vpk

Podstawa czasu

5ns/div—50s/div

Doktadnos$¢ podstawy czasu

50ppmz5ppm peryear(starzenie)

Tryby akwizycji

normal,

peakdetect,
averaging,

high resolution,
pamie¢ segmentowa

Komunikacja

USB deviceport,
USB hostport,
LAN

Generator funkcyjny

Wyjscie BNC, przed nipanel

Przebiegi sinus, prostokat, trojkat, impuls, szum, DC
Modulacje AM,FM,FSK

Sinus ZakresczestotliwosciO,1Hz—20MHz
Prostokat ZakresczestotliwosciO,1Hz—10MHz
Impuls ZakresczestotliwosciO,1Hz—10MHz
Tréjkat ZakresczestotliwosciO,1Hz—200 kHz
Szum 20MHz

Charakterystyki czestotliwosciowe(wykres Bodego)

Zakres dynamiczny

>80dB (zazwyczaj)

Zrodia

Dwa dowolne kanaty

Zakres czestotliwosci 10Hz-20 MHz
Liczba punktéw pomiarowych do1000punktow
Amplituda 1mVpp-9Vpp

Urzadzenie musi by¢é kompatybilne z posiadanym przez Zamawiajagcego oprogramowaniem

BenchVue Software

Gwarancja minimalna 12 miesiecy.

Czes¢ 2: Mikroskop cyfrowy.

Cyfrowy mikroskop do montazu i inspekcji PCB oraz uktadéw scalonych — 1 sztuka
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Opis wymaganych parametréw i funkcjonalnosci

Typ: mikroskop cyfrowy z wtasnym statywem oraz dodatkowym kontrolerem ustawien

Wyjscie sygnatu: HDMI

Rozdzielczos¢: co najmniej FHD 1080p / 60FPS

Powiekszenie regulowane co najmniej w zakresie 2 - 300 x w tym optyczny zomm nie
mniejszy niz 25-krotny

Odlegtos¢ robocza od blatu do kamery nie mniejsza niz 320mm

Mozliwos$é zgrania zdjecia na zewnetrzny nosnik USB

Ostros¢ obrazu automatyczna jak i mozliwos¢é regulacji recznej

Funkcje programowe: znak wodny, linijka oraz ,Focus stacking”

|0 (N[0

Zasilanie sieciowe AC 230V / 50Hz

Masa urzgdzenia (bez opakowania) ponizej 10kg

Y
o

Gwarancja minimalna 12 miesiecy

Czes¢ 3 Analizator widma optycznego dla KSTI.

Analizator widma optycznego — 1 sztuka

Wymagania ogélne:

modut do analizy sygnatéw CWDM oraz DWDM,

produkt w postaci modutu kompatybilnego z platformg Viavi ONA-800A-MF2-F,

wymagane podstawowe funkcjonalnosci: monitorowanie kanatéw optycznych (dtugosci fal),
pomiar mocy oraz pomiar stosunku sygnatu optycznego do szumu (OSNR) w pojedynczym
kanale optycznym sygnatu DWDM, monitowanie zmian parametrow optycznych w czasie
(drift), mozliwo$¢ pomiaru offsetu dtugosci fali lub mocy,

mozliwos¢ instalacji w module OSA jednego modulu SFP/SFP+ oraz programowania
(dostrajania) przestrajalnych modutéw SFP/SFP+,

instalacja modutu OSA bez koniecznosci wysyiki urzadzenia do serwisu,

instalacja modutu w mainframe ONA-800A-MF2-F nie moze uniemozliwi¢ dalszej rozbudowy
platformy o dodatkowe moduty pomiarowe: dyspersji polaryzacyjnej (PMD), chromatycznej
(CD),

modut musi wspiera¢ mozliwo$¢ zdalnego wykonywania pomiaréw za posrednictwem sieci
Ethernet oraz Wi-Fi, w tym mozliwos¢ zdalnej kontroli spoza sieci lokalnej np. za pomocg
licencjonowanego oprogramowania lub innego rozwigzania z przejsciem przez NAT,

analiza, zapis oraz wydruk raportéw pomiarowych z modutu OSA powinny by¢ realizowane w
oprogramowaniu na PC dostarczonym wraz z platformg ONA-800A-MF2-F,

masa modutu pomiarowego OSA < 0,5 kg,

czas pracy modutu na baterii min. 2 h,

menu konfiguracyjne urzadzenia w polskiej lub angielskiej wersji jezykowej,

instrukcja obstugi w jezyku polskim lub jezyku angielskim,

wymagane wsparcie techniczne nie krécej niz 36 miesiecy,

gwarancja: minimum 36 miesiecy.

2. Wymagania szczego6towe analizatora widma optycznego:

a)

wymagania dotyczace pomiaru spektralnego:

zakres spektralny: 1260 nm — 1650 nm, z rastrem co najmniej 37,5/50/100 GHz (zgodnie z
wymaganiami ITU-T G.694),

maksymalny btagd pomiaru dtugosci fali nie moze przekroczy¢: + 0,150 nm,

wewnetrzne odniesienie do kalibracji pomiaréw dtugosci fal,

rozdzielczo$¢ dla odczytu: 0,01 nm,
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— liczba kanatow: 256.

b) wymagania dotyczace pomiaru mocy:

— mozliwo$¢ pomiaru mocy w pojedynczym kanale w zakresie: -55 dBm do 23 dBm,

— maksymalna moc optyczna: 25 dBm,

— minimalny poziom szumu RMS: — 50 dBm,

— dokfadno$é pomiaru co najmniej : + 0,8 dB,

— rozdzielczos¢ dla odczytu: 0,01 dB,

— czas skanowania catego zakresu diugosci fal < 5 s.

c) portoptyczny w module analizatora widma:

— port wejsciowy analizatora przeznaczony dla $wiattowoddw jednomodowych (SM - Single
Mode) z wymiennym adapterem SC/APC,

— straty odbiciowe (Optical Return Loss): > 35 dB.



